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OBJETIVOS BASICOS DE APRENDIZAJE.

e Conocer los sistemas binario, octal y hexadecimal y la representacién en complemento
alyaZz.

e Conocer los métodos de simplificacion de funciones logicas.

e Aprender las caracteristicas basicas de las familias légicas.

e Conocer los subsistemas combinacionales y secuenciales basicos.

e Reconocer y comprender las estructuras basicas de conversiéon A/D y D/A.
PROGRAMA DE TEORIA.

TEMA 1: SISTEMAS Y CODIGOS DE NUMERACION. Nimeros decimales, binarios,
hexadecimales y octales. Conversién entre bases. Representacién binaria y aritmética de
numeros con signo. Representacion en coma fija y coma flotante. Codificacion de la
informacién.

TEMA 2: ALGEBRA DE BOOLE. Teoremas del algebra de Boole. Formas canénicas de
las funciones logicas: suma de productos y producto de sumas.

TEMA 3: SIMPLIFICACION DE FUNCIONES LOGICAS. Representacion de las funciones
I6gicas. Método del mapa de Karnaugh: ejemplos de disefio. Método de Quine-McCluskey:
ejemplos de disefo. Multifunciones. Sintesis de circuitos combinacionales. Riesgos logicos.

TEMA 4: INTRODUCCION A LAS FAMILIAS LOGICAS. Caracteristicas de los Cls: de
transferencia y de entrada-salida. Parametros caracteristicos de un Cl: fan-out, margen de ruido,
retardo de propagacion, disipacion de potencia, etc.

TEMA 5: FAMILIAS LOGICAS BIPOLARES. Légica de acoplo directo (DCTL). Logica
resistencia-transistor (RTL). Ldgica diodo-transistor (DTL). Logica transistor-transistor (TTL).
Logica de inyeccion integrada. Logica acoplada por emisor (ECL).

TEMA 6: FAMILIAS LOGICAS MOS. Introduccion al MOS. Légica PMOS y NMOS. Légica
con transistores MOSFET complementarios (CMOS). Familias MOS avanzadas. Interfaces.
Comparativa.

TEMA 7: SIMULADORES. Introduccion. Electronics Workbench: introduccién, barra de
componentes, instrumentos, etc. PSPICE: introduccidn, librerias, tipos de simulacion, estimulos
digitales, etc.



TEMA 8: CIRCUITOS COMBINACIONALES MSI. Codificadores y Decodificadores.
Multiplexores y Demultiplexores. Comparadores. Generador-Comprobador de paridad. Circuitos
aritméticos. Disefo de sistemas combinacionales con circuitos MSI.

TEMA 9: BIESTABLES. Biestable R-S: funcionamiento sincrono y asincrono. Biestable
J-K. Biestable maestro-esclavo. Biestable D. Biestable T.

TEMA 10: CIRCUITOS SECUENCIALES. Registros de desplazamiento. Contadores.
Analisis y disefio de circuitos secuenciales sincronos y asincronos.

TEMA 11: CIRCUITOS DIGITALES DE TEMPORIZACION Y RELOJ. Puertas Trigger de
Schmitt. Monoestable con 555. Circuitos temporizadores con puertas logicas. Circuitos
temporizadores digitales. Astable con 555. Circuitos de reloj con puertas légicas. Circuitos astables
digitales.

TEMA 12: CONVERSORES D/A. Introduccion. Caracteristicas. Conversor D/A de
resistencias ponderadas. Conversores D/A basados en escaleras R-2R. Elementos de un
conversor. Formato de las sefales de entrada y salida. Especificaciones.

TEMA 13: CONVERSORES A/D. Introduccién. Conversor A/D paralelo. Conversor A/D de
pendiente Unica. Conversor A/D de doble pendiente. Conversor A/D basado en contador.
Conversor A/D de aproximaciones sucesivas. Otros conversores.

PROGRAMA DE LABORATORIO.

En este laboratorio se pretende proporcionar al alumno una formacion adecuada de tipo
practico de los componentes y circuitos digitales, enfrentdndose a los problemas reales que
surgen al trasladar los conocimientos académicos al laboratorio.

PRACTICA 1. Simplificacion de funciones logicas.

PRACTICA 2. Estudio de puertas logicas TTL y CMOS.

PRACTICA 3. Disefio y analisis de circuitos combinacionales.

PRACTICA 4. Diseio y andlisis de circuitos aritméticos..

PRACTICA 5. Estudio de biestables con puertas légicas.

PRACTICA 6. Disefio y andlisis de circuitos secuenciales.

PRACTICA 7. Disefio y andlisis de circuitos digitales temporales.
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SISTEMA DE EVALUACION.

Teoria

Las normas son:

1. El alumno dispondra de dos convocatorias oficiales anuales a celebrarse en los
meses de Junio y Julio/Septiembre. Cada examen de teoria constara de un
determinado numero de cuestiones de tipo teorico y practico de acuerdo con el
nivel de ensefianza impartido.

2. Se realizara, ademas, un examen parcial que eliminara materia en el mes de
febrero. La nota minima para compensar sera de 4.

Laboratorio

1. El alumno dispondra de dos convocatorias anuales a celebrarse en los meses de
Junio y Julio/Septiembre.

2. Se puede aprobar mediante la evaluacion continua. Consiste en lo siguiente:

i. Asistencia a las sesiones de laboratorio (no se pueden fallar mas de 2).

ii. A la finalizacién del curso académico (Ultima semana de practicas) se
realizara un examen de laboratorio individual, que constara de varias
cuestiones que corresponden a apartados incluidos en los guiones de
practicas de la asignatura. Los disefios se probaran en placas de prototipos
y/o se realizara su simulacién.

iii. Todo aquel que supere dicha prueba no tendra que presentarse al examen
de la convocatoria de junio.

3. Se puede aprobar, también, mediante examen final de laboratorio que sera
individual y constara de varias cuestiones relacionadas con el contenido préactico
de la asignatura. Los disefios se probaran en placas de prototipos y/o se
realizara su simulacion.

La nota final de la asignatura se obtiene a partir de la siguiente ecuacion:
Nota_final=.65*nota_teoria+.35"nota_laboratorio. Para realizar el promediado del punto
anterior, es necesario obtener en cada apartado (teoria y laboratorio) una nota minima de 4.



